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Charakterystyka materiałów  
pod wzgl ędem morfologii i analityki   

metodami mikroskopii elektronowej    
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 MATERIALS

TECHNOLOGY  

Studenci, doktoranci i pracownicy naukowi – wstęp wolny 

Rejestracja: tme@amu.edu.pl, tel. 61 2828930 

27-31 maja 2013, godz 12:00  (początek) 

Narzędzia nanotechnologii  

Koordynator:  
Prof.  dr hab. Jerzy J. Langer  

15 godzin 



 

 

Wykłady i zaj ęcia praktyczne  
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Phenom™ proX 
Most advanced all-in-one system  


